/‘8 CESKA Klarov 131/3, 118 00 Praha 1

4 A Tel.: 257 089 411, Fax: 257 531 376

E%@S’g GEO'LOGICKA E-mail: secretar@geology.cz
woe>  SLUZBA : geoiogy.

Cislo jednaci: CGS/300/25/2724
Spisové ¢&islo: ZN/CGS/2025/300/393

Kupni smlouva na Opticky emisni spektrometr s indukéné buzenym plazmatem (ICP-OES)
uzaviena ve smyslu § 2079 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obZansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl

Eviden¢ni ¢islo smlouvy: 725054

Smluvni strany

Kupujici: Ceska geologicka sluzba (dale i jako ,CGS“)
statni organizace zfizena MZP, Opatieni ¢. 02/2024 C. j.: MZP/2024/270/843
Se sidlem: Klarov 131/3, 118 00 Praha 1

Zastupujici: Mgr. Zdené&k Venera, Ph.D., Feditel CGS

ICO/DIC: 00025798/ CZ00025798

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka, Na P¥ikopé 28, 115 03 Praha 1,
Cislo G¢tu: 87530011/0710 T e e e
Kontaktni osoba pro vécné plnénf:ﬁ‘iﬁ;{-&-‘;ﬁ;&' e '?E'"-_-;;*-.'r'friﬂv ;
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(déle jen , kupujici“ nebo ,CGS*) B R IR D R A

Prodavajici: Altium International s.r.o.

Se sidlem: Na Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9

Zastoupenad: RNDr. Karel Vranovsky, CSc., jednatel; Ing. NadéZda Jefabkova (na zékladé plné moci), obchodni feditelka
ICO/DIC: 25791079/CZ25791079

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s., Praha 4

Cislo G¢tu: 16499002/5500 T
i

Kontaktni osoba pro vécné plnéni: A

(dale jen ,prodavajici®)

Spolecné téz jako ,smluvni strany” nebo jednotlivé ,,smluvni strana®

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto Kupni smlouvu (dale jen ,smlouva“):

Preambule
Smluvni strany uzavrely na zdkladé vysledkl zadavaciho fizeni o verejné zakazce s nazvem ,Opticky emisni
spektrometr s indukéné buzenym plazmatem (ICP-OES)“ evidenéni Cislo zakdzky: N0O06/25/V00011766 (dile jen
»verejna zakazka”), v souladu s § 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd
(dale jen ,,ZZVZ"), a ustanovenim § 2079 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,0Z“), tuto smlouvu, pficemz obsah této smlouvy vyplyva rovnéz z podminek, za nichz byla verejna zakazka

malého rozsahu zadana, zejména podminek stanovenych v zadavaci dokumentaci.




Pfedmét smlouvy

1. Predmétem plnéni podle této smlouvy je nakup optického emisniho spektrometru s indukéné buzenym
plazmatem (ICP-OES), vcéetné jeho instalace, uvedeni do provozu, zaskoleni obsluhy, poskytnuti zarucniho
servisu po dobu 24 mésicti a nasledného pozaruéniho servisu (véetné pravidelné udrzby a oprav). Dodavany
pristroj musi byt novy, nepouzity, technicky dle Technické specifikace vedené v pfiloze €. 1 a pfilohy €. 2. popis
produktu uréeného k dodani (dale téz ,predmét koupé“) a pozarucni servis.

2. Prodavajici se zavazuje predat kupujicimu spolu s predmétem koupé téz doklady nutné k prevzeti a uzivani
predmétu koupé.

Kupni cena

1. Prodavajici timto prodava a kupujici od prodavajiciho kupuje predmét koupé dle specifikace uvedené v pfiloze €.
1, a to za sjednanou kupni cenu 2 725 000 K¢ bez DPH. DPH ve vysi 21% Cini 572 250 K¢. Celkova cena véetné DPH
je 3297 250 K¢.

2. Sjednana kupni cena je konecna a neprekrocitelnd a zahrnuje veskeré naklady na splnéni dodavky predmétu plnéni
této smlouvy, véetné nakladd na dopravu predmétu plnéni na misto plnéni a zaskoleni obsluhy.

3. Kupni cena bude zaplacena na zdkladé faktury vystavené proddvajicim po radném splnéni pfedmétu této smlouvy
a predani instalovaného a funkéniho predmétu koupé a jeho prevzeti kupujicim.

4. V ptipadé prodleni kupujiciho s thradou kupni ceny, uhradi kupujici prodavajicimu drok z prodleni v zakonné vysi.
5. Kupujici se stava vlastnikem predmétu koupé dnem zaplaceni kupni ceny.
6. Splatnost dafového dokladu smluvni strany sjednavaji na 21 dni ode dne jeho doruceni.

7. Danovy doklad musi obsahovat viechny nalezitosti fradného uUcetniho a danového dokladu dle pfislusnych pravnich
predpist, zejména zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, dale musi
splfiiovat smlouvou stanovené naleZitosti, jinak je kupujici opravnén jej vratit s tim, Ze prodavajici je poté povinen
vystavit novy doklad s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni kupujici v prodleni s dhradou.

8. Kupuijici je opravnén provést zajistovaci Uhradu DPH na Ucet pfislusného finan¢niho Uradu, jestlize se prodavajici
stane ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni nespolehlivym platcem dle zakona o dani z pfidané hodnoty.

9. Prodavajici prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni veden jako nespolehlivy platce dle zakona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,zakon o dani z pfidané hodnoty“), a zavazuje se, Ze se jim
nestane po celou dobu trvani jakychkoliv finan¢nich zavazk( plynoucich z této smlouvy. Proddvajici se dale
zavazuje uvadét pro ucely bezhotovostniho prevodu pouze ucet &i Ucty, které jsou sprdvcem dané zvefejnény
zpUsobem umozniujicim dalkovy pristup dle zdkona o dani z pfidané hodnoty. V pfipadé, Ze se presto prodavajici
stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skute¢nost oznamit CGS nejpozdéji do 3 dnl ode dne, kdy se jim
stal. V pfipadé poruseni oznamovaci povinnosti je prodavajici povinen uhradit kupujicimu jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 50.000,- K¢.




Lhata a misto pro dodani Zbozi

1. Prodavajici se zavazuje predmét koupé dovézt a radné predat kupujicimu nejpozdéji 60 dni od Ucinnosti smlouvy.
2. Mistem dodani predmétu koupé je Geologicka 6, 152 00 Praha 5.

3. O predani predmétu koupé bude smluvnimi stranami sepsan protokol podepsany obéma smluvnimi stranami,
ktery konstatuje, Ze predmét koupé predan bez vad a nedodélk(, pripadné specifikuje drobné vady nebranici
radnému uziti predmétu koupé s terminem jejich odstranéni.

4. Prodavajici poskytuje kupujicimu zaruku za jakost pfedmétu koupé po dobu 24 mésict.

Iv.

Dalsi povinnosti prodavajiciho a kupujiciho

1. Prodavajici se zavazuje, Ze bude dbat maximalni opatrnosti, aby nedoslo k Zadnym skodam, a Ze ucini potiebna
ucinna opatreni k zamezeni vzniku Skod a zajisti pfi plnéni této smlouvy dodrzovani vSech obecné zavaznych
bezpecnostnich a protipozarnich predpist i pfedpist tykajicich se bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci.

2. Prodavajici je povinen zachovavat mlicenlivost béhem plnéni této smlouvy i po jejim ukonceni o vSech informacich,
které se dozvi od objednatele v souvislosti a pfi plnéni této smlouvy, a nesmi tyto informace pouZit ve prospéch
svlj nebo treti osoby. Za poruseni povinnosti miéenlivosti specifikované v této smlouvé je prodavajici povinen
uhradit kupujicimu smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Kupujici
souhlasi s tim, Ze prodavajici mize uverejnit informace, na které se vztahuje povinnost mi¢enlivosti, pro ucely
prezentace sluzeb prodavajiciho vici tfetim osobam (tzv. reference), a to pouze v nezbytné nutné mire a za
podminky, Ze takovymto uverejnénim nevznikne kupujicimu Skoda.

3. Smluvni strany nejsou opravnény postoupit prava a povinnosti z této smlouvy na tfeti osobu.

V.

Pozarucni servis

1. Prodavajici se zavazuje poskytovat po dobu 5 let tyto sluzby v rdmci pozarucniho servisu pfedmétu koupé:
a) Pravidelné rocni preventivni prohlidky (min. 1x ro¢né)
b) Opravy a vymény vadnych dil(, v€etné prace
c) Telefonicka a e-mailova technicka podpora
d) Zajisténi dostupnosti nahradnich dild
e) Reakéni doba na nahlaseni poruchy: max. 48 hodin

f)  Servisni zasah na misté: max. do 5 pracovnich dnd od nahlaseni




2. Cena za servis dle tohoto ¢lanku neprekroci celkovou ¢astku 200 000 K¢ bez DPH za celé pétileté obdobi. Platba

bude probihat na zakladé faktur vystavenych po jednotlivych provedenych servisnich Gkonech. Cena zahrnuje
veskeré naklady na praci, dopravu a bézné nahradni dily.

3. Cena servisu nezahrnuje plnéni, ktera je Proddvajici povinen poskytnout v ramci zdkonné nebo smluvni
odpovédnosti za vady (zaruky). Takova plnéni, zejména opravy vad, vymény dilll nebo jiné zasahy provadéné v
ramci trvani zaruky, budou Kupujicimu poskytnuta bez ohledu na sjednanou cenu servisu a bez dalsiho naroku na
Uhradu.

4. Jednotlivé servisni Ukony, jejichz rozsah a konkrétni cena nejsou vyslovné upraveny v této smlouvé, budou
provadény pouze po predchozim odsouhlaseni Kupujicim. Prodavajici je povinen Kupujicimu na vyzadani
poskytnout pfedem podrobnou specifikaci navrhovaného servisniho Ukonu vcetné jeho ceny, a provedeni ukonu
Ize zahajit az po udéleni vyslovného souhlasu Kupujiciho.

5. V pfipadé, Ze cena jakéhokoli jednotlivého servisniho ukonu nabidnuta Prodavajicim presahne cenu obvyklou v
misté a Case plnéni, je Kupujici opravnén pozadovat, aby byl tento Ukon ze strany Proddvajiciho proveden za cenu
odpovidajici cené v misté a ¢ase obvyklé. Neprovede-li Prodavajici pozadovany ukon za takto obvyklou cenu, je
Kupujici opravnén zadat provedeni daného Ukonu tfeti osobé, a to bez jakéhokoli vlivu na uplatnéni prav ze zaruky
poskytnuté Prodavajicim, jakoZ i bez ztraty narokl vyplyvajicich ze zakonné nebo smluvni odpovédnosti za vady.

6. V pripadé, ze dojde k vycerpani celkové ¢astky stanovené v odst. 2 tohoto ¢lanku, mlze byt hodnota servisu
navysena pouze za podminky, Ze soucet vSech plnéni poskytnutych na zdkladé této smlouvy — vcetné ceny
predmétu koupé, ceny za servis a pfipadnych dalSich souvisejicich plnéni — nepfesdhne hranici vefejné zakazky
malého rozsahu, tj. ¢astku 3 000 000 K¢ bez DPH. V pfipadé, Zze bude této hranice dosazeno, zadvazek Prodavajiciho
poskytovat servis dle této smlouvy zanikd timto okamzikem, a to bez ohledu na to, zda jiz uplynula sjednana
pétiletd doba poskytovani servisu. Stejny ndsledek nastdva i tehdy, dojde-li k vyCerpani ¢astky dle odst. 2 tohoto
¢lanku a nedojde-li k jejimu navyseni v souladu s timto ustanovenim

V.

Smluvni pokuty

7. Veskeré vady predmétu koupé je kupujici povinen uplatnit u prodavajiciho bez zbytecného odkladu poté, kdy vadu
zjistil. Kupujicim vytéené nedostatky a vady je prodavajici povinen bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji vsak do 10
pracovnich dnl zdarma odstranit vyménou za novy bezvadny dil, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto
jinak. Proddvajici odpovida za pripadnou skodu zptsobenou kupujicimu vadou predmétu koupé.

8. Reklamaci lze vyporadat primérenou slevou z kupni ceny anebo uplatnénim naroku na odstranéni vad. Volba mezi
témito ndroky naleZi kupujicim. Pokud kupujici uplatni narok na odstranéni vad, zavazuje se proddvajici tuto vadu
odstranit ve Ih(té dohodnuté mezi kupujicim a prodavajicim s pfihlédnutim k charakteru vady.

9. V pripadé prodleni prodavajiciho s dodanim, predmétu koupé, uhradi prodavajici kupujicimu smluvni pokutu ve
vys$i 0,05% z kupni ceny predmétu koupé véetné DPH za kazdy, byt i zapocaty, den prodleni s tim, Ze pravo na
nahradu Skody tim neni dot¢eno.

10. Pokud prodavajici neodstrani vady v terminu touto smlouvou sjednaném, tj. bez zbyte¢ného odkladu, resp. do 10
pracovnich dn(, pfipadné v terminu dohodnutém smluvnimi stranami, je povinen uhradit kupujicimu smluvni
pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni. Smluvni pokuta se vztahuje samostatné na kazdou jednotlivou vadu
s tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty zlstava pravo na ndhradu skody nedotcéeno.




VI.

Ukonceni smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze vztah zaloZeny touto smlouvou mUze byt pred sjednanou dobou trvani ukonéen na
zakladé vzdjemné pisemné dohody smluvnich stran;

2. nazakladé odstoupeni kupujiciho bez jakychkoliv sankci, nebude-li schvalena ¢astka ze statniho rozpoctu, ktera je
potiebnd k Uhradé za plnéni dle této smlouvy; pficemzZ odstoupeni nabyva ucinnosti doru¢enim jeho pisemného
vyhotoveni proddvajicimu na adresu uvedenou v zahlavi smlouvy;

3. na zdkladé odstoupeni od smlouvy jedné ze smluvnich stran v pfipadé opakovaného porusovani nebo hrubého
poruseni této smlouvy, pficemZ odstoupeni nabyva ucinnosti doruéenim jeho pisemného vyhotoveni druhé
smluvni strané na adresu uvedenou v zahlavi smlouvy.

4. Kupujici je opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize zjisti, Ze prodavajici nabizel, daval, pfijimal nebo
zprostfedkovaval néjaké hodnoty s cilem ovlivnit chovani nebo jednani kohokoliv, at jiz statniho Gfednika nebo
nékoho jiného, pfimo nebo neptimo, v zadavacim fizeni nebo pfi provadéni smlouvy, zkresloval skutecnosti za
ucelem ovlivnéni zadavaciho fizeni nebo provadéni smlouvy ke Skodé objednatele, v€etné uziti podvodnych praktik
k potlaceni a snizeni vyhod volné a oteviené soutéze. Odstoupeni nabyvd ucinnosti dorucenim jeho pisemného
vyhotoveni prodavajicimu.

VII.

Prohlaseni prodavajiciho, jakozto dodavatele k plnéni verejné zakazky

1. Prodavajici jako vybrany dodavatel v zaddvajicim fizeni, timto ve vztahu vefejné zakazce a plnéni prohlasuje, Ze
on ani kterykoli z jeho poddodavatel( ¢i jinych osob analogicky dle § 83 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl, ktery se bude podilet na plnéni, nebo kterdkoli z osob, jejichz
kapacity bude dodavatel vyuZivat v rozsahu vice nez 10 % nabidkové ceny, neni ruskym statnim pfislusnikem,
fyzickou ¢i pravnickou osobou nebo subjektem ¢i orgdnem se sidlem v Rusku, neni z vice nez 50 % pfimo i nepfimo
vlastnén nékterym ze subjektl se sidlem v Rusku a nejednd jménem nebo na pokyn nékterého z téchto subjektd.
Zaroven vybrany dodavatel prohlasuje, Ze neni osobou uvedenou v sankénim seznamu v pfiloze nafizeni Rady (EU)
¢.269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opattenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohroZujicim
Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjsich aktualizaci, ani nafizeni Rady (EU) ¢.
208/2014, o omezujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektiim, orgdntm vzhledem k situaci na Ukrajing,
nebo nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich viéi prezidentu Lukasenkovi
a nékterym predstaviteldm Béloruska, ve znéni pozdéjsich aktualizaci. Dale vybrany dodavatel prohlasuje, Ze Zadné
financni prostredky, které obdrii za plnéni verejné zakdzky, pfimo ani nepfimo nezpfistupni fyzickym nebo
pravnickym osobam, subjektim ¢i orgdnlm s nimi spojenym nebo v jejich prospéch uvedenym v sankénim
seznamu v pfiloze nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k
¢innostem narusujicim nebo ohroZujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a nezdvislost Ukrajiny, ve znéni
pozdéjsich aktualizaci, nebo nafizeni Rady (ES).

2. Prodavaijici prohlasuje, Ze jako ucastnik zadavaciho fizeni neni pfimo ani nepfimo ovlivnén stfetem zajmu ve vztahu
k zadavateli ani k subjektim podilejicim se na pripravé tohoto zadavaciho fizeni a Ze nema Zadné zvlastni spojeni
s témito osobami, zejména majetkové, personalni ¢i jiné obdobné vazby, které by mohly narusit transparentnost
nebo objektivitu tohoto Ffizeni.

3. Prodavajici se zavazuje bezodkladné pisemné informovat kupujiciho o jakékoli zméné skutecnosti, které maji nebo
by mohly mit vliv na plnéni této smlouvy, véetné, nikoli vSak vylu¢né, zmény jeho vlastnické nebo majetkové




struktury, pravniho postaveni, zpUsobilosti plnit smlouvu, pfipadného zahajeni insolvencniho fizeni ¢i jinych fizeni,

ktera by mohla ohrozit radné splnéni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Nesplnéni této oznamovaci
povinnosti se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

4. Prodavajici timto prohlasuje, Ze je zplsobilym dodavatelem ve smyslu zakona o zadavani verejnych zakazek a ze
se na néj nevztahuji divody nezpUsobilosti. Zplsobilym neni dodavatel, ktery byl v zemi svého sidla v poslednich
péti letech pred zahajenim zadavaciho fizeni pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pfiloze ¢. 3 ZZVZ
nebo obdobny trestny ¢in podle pravniho fadu zemé sidla dodavatele, pficemz k zahlazenym odsouzenim se
nepftihlizi, ktery ma v Ceské republice nebo v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny dafiovy nedoplatek,
ktery ma v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na pendle na vefejné
zdravotni pojisténi, ktery md v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialni zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti nebo ktery je v likvidaci, proti némuz
bylo vydano rozhodnuti o Upadku, vic¢i némuz byla nafizena nucena sprava podle jiného pravniho pfedpisu nebo
ktery se nachazi v obdobné situaci podle pravniho fadu zemé sidla dodavatele. Dodavatel dale prohlasuje, ze
podminku dle predchoziho odstavce splfiuje v pfipadé, Ze je pravnickou osobou, nejen on sam, ale také kazdy ¢len
jeho statutdrniho orgdnu, a pokud je ¢lenem jeho statutarniho organu pravnicka osoba, pak tato pravnicka osoba,
kazdy clen jejiho statutarniho organu a osoba, kterd tuto prdvnickou osobu zastupuje ve statutdrnim organu
dodavatele. V ptipadé, ze je dodavatelem pobocka zavodu zahraniéni pravnické osoby, spliiuje tuto podminku jak
samotnd pravnickd osoba, tak vedouci pobocky zavodu. Pokud je dodavatelem pobocka zdvodu ceské pravnické
osoby, splfiuje tuto podminku jak samotna pravnicka osoba, ktera je ¢lenem statutarniho organu dodavatele, tak
kazdy ¢len statutarniho organu této pravnické osoby, osoba, kterd tuto pravnickou osobu zastupuje ve statutarnim
organu dodavatele, a vedouci pobocky zavodu.

5. Prodavajici timto prohlasuje, Ze jako uchazec o verejnou zakazku, je-li pravnickou osobou nebo osobou zapsanou
v Obchodnim rejstfiku, je fadné zapsan v Obchodnim rejsttiku, a nema-li povinnost byt v Obchodnim rejstriku
zapsan, takovd povinnost se na néj nevztahuje. Zaroven prohlasuje, zZe vlastni veskera opravnéni nezbytnd k
realizaci predmétu plnéni této smlouvy v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

6. Prodavajici timto prohlasuje, Ze jiz samotnym predloZenim této smlouvy v rdmci své nabidky Cini ¢estné prohlaseni
o splnéni veskerych podminek a pozadavk( stanovenych v této smlouvé. Podpisem této smlouvy zaroven
potvrzuje, Ze v pripadé, Ze se nékteré z ustanoveni tohoto ¢lanku ukaze jako neplatné ve vztahu k prodavajicimu,
zavazuje se nahradit kupujicimu veskeré Skody, které mu tim vzniknou, a to v plném rozsahu a bez zbyte¢ného
odkladu.

VIII.

Zavérecna ustanoveni

1. Prodavajici souhlasi se zverejnénim obsahu této smlouvy, a to v rozsahu identifikacnich udajd ucastnikd smlouvy,
ustanoveni o pfedmétu smlouvy, ceny plnéni a ostatnich obchodnich podminek tak, aby tato smlouva mohla byt
predmétem poskytnuté informace ve smyslu zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

2. Prodavajici bezvyhradné souhlasi se zverejnénim plného znéni smlouvy v souladu se zakonem a souvisejicimi
pravnimi predpisy. Zvefejnéni obsahu smlouvy nemUzZe byt povaZovano za poruseni povinnosti mlcenlivosti

3. Prodavajici se zavazuje spoluplsobit jako osoba povinna v souladu se zdkonem ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist.

4. Proddvajici neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z uzaviené smlouvy tfetim osobam

bez predchoziho souhlasu kupujiciho.




5. Tuto smlouvu Ize zménit jen pisemnou formou - ¢islovanym dodatkem, ktery bude dohodnut a potvrzen podpisy
opravnénych zastupct obou smluvnich stran.

6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobég, pficemz obé smluvni strany obdrzi jeji elektronicky original.

7. 0Obé smluvni strany prohlasuji, Ze vySe uvedené skuteénosti jsou vyrazem jejich pravé a svobodné vile a na dikaz
toho pripojuji své podpisy.

8. Ve vsech otazkach vyslovné neupravenych touto smlouvou se postupuje podle ¢eského prava, zejména podle OZ.

9. Postovni korespondence mezi smluvnimi stranami je zasilana na adresy uvedené v zéhlavi této smlouvy, neni-li
odesilateli pisemné sdélena jinad adresa pro dorucovani. Nelze-li zasilku dorucit na tyto adresy, ma se pro ucely
této smlouvy za to, Ze zasilka byla dorucena tfetim dnem po jejim odesldani.

10. VSechny spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni se smluvni strany zavazuji fesit pfedevsim smirnou cestou.

11. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti dnem zverejnéni v registru
smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisi. Zverejnéni v registru smluv
provede kupujici. Prodavajici bezvyhradné souhlasi se zverejnénim plného znéni smlouvy v souladu se zdkonem a
souvisejicimi pravnimi predpisy

12. Nedilnou soucast této smlouvy tvofi: Priloha ¢. 1. - Technickd specifikace predmétu koupé

Priloha ¢. 2. - Popis produktu uréeného k doddni

V Praze V Praze
Digitalné podepsal Digitalné podepsal
Zdenék Venera ’ Ing. Nadézda
Datum: 2025.06.06 Jetabkova
15:14:06 +02'00' . Datum: 2025.06.03
AI t I u m 23:43:45 +02'00'
Mgr. Zdenék Venera, Ph.D. Ing. Nadézda Jefabkova v z.
reditel CGS obchodni feditelka

Altium International s.r.o.




Pfiloha €. 1. - Technicka specifikace pfedmétu koupé

Opticky emisni spektrometr s indukéné buzenym plazmatem (ICP-OES)
Minimalni technické parametry - technicka specifikace:

Spektrometr:

e Simultanni ICP-OES spektrometr s polychromatorem s rozsahem méreni v oblasti vinovych délek alespon 167-
785nm

e Dualni (tj. axialni a radialni) pozorovani plazmatu

e Vertikalni orientace plazmové hlavice pro oba pohledy

e  Systém s automatickou adjustaci polohy hofaku

e  Méreni v mddech s axialnim pohledem, radialnim pohledem, s dualnim pohledem (tj. axialné + radialné
oddélené v jedné sekvenci) a synchronnim axialnim a radialnim pozorovanim

e Méfeni s plnou citlivosti a zaroveri plnou robustnosti (méreni vysokych koncentraci) bez potfeby zmény
velikosti Stérbiny ¢i zmény akvizicniho modu

e Vyména hofaku bez nutnosti manualniho pfipojovani plynt a bez nutnosti hardwarové i softwarové adjustace

e Moznost softwarové optimalizace pozorovaci vysky emise v radidlnim sméru

e Doba méreni vzorku nezavisla na mnozstvi méfenych prvkii, na mnozZstvi zvolenych emisnich ¢ar i na intenzitach
jejich signalu a to v celém poZzadovaném rozsahu méreni

e Doba sbéru signalu (¢as integrace) nastavitelna v rozsahu alespon 1 aZ 30 sekund.

o Detektor CCD chlazeny Peltierovym clankem pro minimalizaci Sumu s kontinualnim pokrytim celého spektra
v rozsahu alespon 167 - 780 nm.

e Detektor s ochranou kazdého pixelu proti presyceni (tzv. anti-blooming)

e Detektor s adaptivni integraci umoziiujici dotazovani pixelli v redlném ¢ase a soucasnou integraci viech
vinovych délek analytu bez ohledu na intenzitu vstupniho signalu.

e Doba integrace na detektoru automaticky upravovana pro kazdou vinovou délku tak, aby bylo dosazeno
optimalniho poméru signalu k Sumu

e  Pfidavani dalSich vinovych délek do metody bez ¢asového nartistu délky analyzy

e Eliminace chladného chvostu plazmatu bez nutnosti vnaseni tlakového vzduchu nebo dusiku.

e  Systém bez nutnosti pouziti vakuové vyvévy.

e Vzduch vstupujici do spektrometru musi prochazet pouze pires snadno vyménitelny kazetovy prachovy filtr
(ochrana pied depozici prachu uvniti spektrometru/korozi)

e Vysoce robustni plasma umoziujici proméfovat vzorky s vysokym podilem soli (azZ 25%)

e  Optika temperovana na teplotu vyssi nez 30°C

e  Stabilita systému <1% RSD v pribéhu 8 hodin bez korekce driftu (pouZiti vnitfniho standardu).

e Volné bézici (free running) polovodicovy RF generator s nastavitelnym vykonem v rozsahu alespor 750-1500W
pro viechny médy méfeni a umoziujici vyménu hadic¢ek pumpy, zmlZovaée (napt. pfi ucpani) a/nebo miiné
komory se zapalenym plazmatem.

e Moznost nastaveni pratoku plazmového plynu v rozsahu min 8 aZ 16 I/min.




Prislusenstvi:

Software:

Min. 5-ti kandlova peristalticka pumpa umoZiujici praci s komorou typu hydramist a pfidavek vnitiniho
standardu.

Stand-by reZzim bez spotieby Ar

Vodni recirkulacni chladici jednotka (chiller) s dostateénym chladicim vykonem (min 2,5kW @50Hz, 20°C)
vhodna pro umisténi v laboratofi nebo navazujici chodbé s nizkou hlu¢nosti (max. 62dB). Chladici jednotka musi
byt kontrolovatelna prostifednictvi ovladaciho SW spektrometru (sledovani pratoku a teploty chladici vody) a
musi byt schopna vzdaleného zapinani/vypinani z PC spektrometru prostiednictvim ovladaciho ICP softwaru a
to vC. programovatelného vypnuti chladici jednotky po dokonceni méftici sekvence.

Automaticky podavac vzorkl (autosampler) s regulovatelnou rychlosti proplachu a zakladni kapacitou alespon
200 pozic v€. min 200 ks vzorkovnic o objemu min. 15-20 ml a min 20 ks vzorkovnic pro standardy o objemu 50
ml. MozZnost rozsifeni o integrované prihledné uzaviratelné stény a napojeni na odtah.

3x kiemenna plazmova hlavice (hofak), mlzna komora cyklonicka double pass, 1x sea spray zmlzovac pro
vodné/okyselené vzorky, 1x termopalasticky zmlZovaé pro matrice s TDS min 20%, hadi¢ky pro vnaseni vzorku a
odvod vzorku min. 1x baleni po 12 ks.

Roztok pro kalibraci vinovych délek (pokud je vyZzadovan pfistrojem).

Membranovy zvlhcovac argonu

Ovladaci SW pro fizeni analyzy a vyhodnocovani dat.

Zabudovana knihovna analytickych car a potencialnich interferenci.

Semikvantitativni screening vSech méfitelnych prvku jako doplnék standardnich kvantitativnich méfeni vzorkd.
Funkce pro automatické vyhodnoceni celého spektralniho profilu méfeného vzorku, vyhodnoceni realnych
interferenci a intenzit signal a navrh (vé. odtivodnéni) nejvhodnéjsich vinovych délek pro pfesnou kvantitativni
analyzu.

Korekce pozadi s ruénim nastavenim oblasti odectu pozadi (tzv. off peak).

Korekce slozitéjsich rtizné zakfivenych struktur pozadi v okoli vrcholku signdlu analytu, ktera svym
individualnim pfistupem plné automaticky a koncentracné nezavisle umozni vyhodnoceni redlného priibéhu
spektralniho profilu kazdého analytu v kazdém vzorku bez potieby umisténi krajnich bodt pro prokladani kfivky
signalu pozadi pod pikem. Funkce musi na zikladé skuteéné zjisténého pribéhu spektralni linie pozadi v blizkém
okoli piku analytu umoznovat bez nutnosti zasahu uzivatele automatické vytvoreni dil¢ich polynomickych
modell popisujicich prabéh signalu pozadi pod jednotlivymi piky analytt a tyto polynomicky popsané signaly
pozadi musi substrahovat od celkového signalu analytu.

Funkce pro spektralni rozkryvani vzajemné se prekryvajicich pikt (analyti/interferent, analyti/pozadi)
nezavisle na koncentraci (tj. bez korekénich faktorti) a to s moZnosti uloZeni jednou vytvofeného
dekonvoluéniho modelu do softwarové knihovny s moZnosti snadné budouci pouziti vytvofeného modelu

v riznych metodach/sekvencich a to bez nutnosti dalsi kalibrace modelu

Moinost snadné zmény korekce pozadi i po doméreni vzorku

Moznost exportu naméfenych dat do formatu kompatibilniho s MS Excel.




PC stanice:

e Ridici PC - opera¢ni systém Windows 11, monitor LCD/LED 24“ nebo vyssi, komunikaéni port se spektrometrem,

klavesnice, mys, SW modul pro moZnost vzdalené servisni podpory.

Instalacni pozadavky:
e  Provoz na argon Cistoty 4.0 (99,99%)
e Pozadovana je instalace na adrese objednatele do stavajicich zdroju el. energie (jistic 16A, 1x230V).
e Odtah zplodin (vzduchu) od spektrometru max. 3 m3/min — napojeni na odtah 1x DN150.
e Instalace uvedeni do provozu a zaskoleni obsluhy v rozsahu min. 2 dny.

Zaruka min. 24 mésict
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Technické pozadavky, popis dodavky.

Spektrometr

Pozadovany parametr Nabizeny systém
spliiuje a je
soucasti kupni
ceny ANO/NE

Simultanni ICP-OES spektrometr s polychromatorem s rozsahem méreni v oblasti ANO

vinovych délek alespon 167-785nm

Dualni (tj. axialni a radidlni) pozorovani plazmatu ANO

Vertikalni orientace plazmové hlavice pro oba pohledy ANO

Systém s automatickou adjustaci polohy horaku ANO

Méreni v médech s axidlnim pohledem, radialnim pohledem, s dualnim pohledem ANO

(tj. axialné + radialné oddélené v jedné sekvenci) a synchronnim axialnim a

radialnim pozorovanim

Méreni s plnou citlivosti a zaroven plnou robustnosti (méreni vysokych koncentraci) | ANO

bez potreby zmény velikosti Stérbiny ¢i zmény akvizicniho mddu

Vyména hotdku bez nutnosti manudlniho pfipojovani plynl a bez nutnosti ANO

hardwarové i softwarové adjustace

MoZnost softwarové optimalizace pozorovaci vysky emise v radidlnim sméru ANO

Doba méreni vzorku nezdvisla na mnozstvi mérenych prvkili, na mnozstvi zvolenych ANO

emisnich ¢ar i na intenzitach jejich signalu a to v celém pozadovaném rozsahu

méreni

Doba sbéru signalu (Cas integrace) nastavitelna v rozsahu alespon 1 az 30 sekund. ANO

Detektor CCD chlazeny Peltierovym ¢lankem pro minimalizaci Sumu s kontinudlnim ANO

pokrytim celého spektra v rozsahu alespon 167 - 780 nm.

Detektor s ochranou kazdého pixelu proti presyceni (tzv. anti-blooming) ANO

Detektor s adaptivni integraci umoznujici dotazovani pixeld v redlném case a ANO

soucasnou integraci vsech vinovych délek analytu bez ohledu na intenzitu vstupniho

signalu.

Doba integrace na detektoru automaticky upravovana pro kazdou vinovou délku ANO

tak, aby bylo dosazeno optimalniho poméru signalu k Sumu

Pridavani dalsich vinovych délek do metody bez ¢asového nardstu délky analyzy ANO

Eliminace chladného chvostu plazmatu bez nutnosti vnaseni tlakového vzduchu ANO

nebo dusiku.

Systém bez nutnosti pouziti vakuové vyvévy. ANO

Vzduch vstupujici do spektrometru musi prochazet pouze pres snadno vyménitelny ANO

kazetovy prachovy filtr (ochrana pfed depozici prachu uvnitf spektrometru/korozi)

Vysoce robustni plasma umozniujici promérovat vzorky s vysokym podilem soli (az ANO

25%)

Optika temperovana na teplotu vyssi nez 30°C ANO

Stabilita systému <1% RSD v pribéhu 8 hodin bez korekce driftu (pouZiti vnitfniho ANO

standardu).

Volné bézici (free running) polovodicovy RF generator s nastavitelnym vykonem ANO

v rozsahu alespon 750-1500W pro viechny médy méreni a umoznujici vyménu

hadi¢ek pumpy, zmlZovace (nap¥. pfi ucpani) a/nebo mlzné komory se zapalenym

plazmatem.

MozZnost nastaveni pritoku plazmového plynu v rozsahu min 8 az 16 |/min. ANO

Min. 5-ti kanalova peristaltickd pumpa umoznujici praci s komorou typu hydramista | ANO

pfidavek vnitiniho standardu.

Stand-by rezim bez spotieby Ar ANO

Pfislusenstvi
el R e e e
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Pozadovany parametr

Nabizeny systém
spliiuje a je soucasti
kupni ceny ANO/NE

Vodni recirkulaéni chladici jednotka (chiller) s dostate¢nym chladicim vykonem
(min 2,5kW @50Hz, 20°C) vhodna pro umisténi v laboratofi nebo navazujici
chodbé s nizkou hluénosti (max. 62dB). Chladici jednotka musi byt kontrolovatelna
prosttednictvi ovlddaciho SW spektrometru (sledovani pratoku a teploty chladici
vody) a musi byt schopna vzdaleného zapinani/vypinani z PC spektrometru
prostfednictvim ovladaciho ICP softwaru a to v¢. programovatelného vypnuti
chladici jednotky po dokonceni méfici sekvence.

ANO

Automaticky podavac vzorkd (autosampler) s regulovatelnou rychlosti proplachu a
zakladni kapacitou alespon 200 pozic v€. min 200 ks vzorkovnic o objemu min. 15-
20 ml a min 20 ks vzorkovnic pro standardy o objemu 50 ml. MoZnost rozsifeni o
integrované prihledné uzaviratelné stény a napojeni na odtah.

ANO

3x kfemenna plazmova hlavice (hotak), mlzna komora cyklonicka double pass, 1x
sea spray zmlZzovac pro vodné/okyselené vzorky, 1x termopalasticky zmlZzovac pro
matrice s TDS min 20%, hadicky pro vnaseni vzorku a odvod vzorku min. 1x baleni
po 12 ks.

ANO

Roztok pro kalibraci vinovych délek (pokud je vyZadovan ptistrojem).

ANO

Membranovy zvlhéovac argonu

ANO

Software

PoZadovany parametr

Nabizeny systém
spliiuje a je soucasti
kupni ceny ANO/NE

Ovladaci SW pro fizeni analyzy a vyhodnocovani dat.

ANO

Zabudovana knihovna analytickych ¢ar a potencidlnich interferenci.

ANO

Semikvantitativni screening vsech méritelnych prvkl jako doplnék standardnich
kvantitativnich méreni vzorka.

ANO

Funkce pro automatické vyhodnoceni celého spektralniho profilu méfeného
vzorku, vyhodnoceni redinych interferenci a intenzit signalG a navrh (vc.
oddvodnéni) nejvhodnéjsich vinovych délek pro presnou kvantitativni analyzu.

ANO

Korekce pozadi s ru¢nim nastavenim oblasti odectu pozadi (tzv. off peak).

ANO

Korekce sloZitéjsich rlizné zakrivenych struktur pozadi v okoli vrcholku signalu
analytu, kterd svym individudlnim pristupem plné automaticky a koncentracné
nezavisle umozni vyhodnoceni redlného pribéhu spektralniho profilu kazdého
analytu v kazdém vzorku bez potfeby umisténi krajnich bod( pro prokladani krivky
signalu pozadi pod pikem. Funkce musi na zakladé skutecéné zjisténého prabéhu
spektralni linie pozadi v blizkém okoli piku analytu umoziovat bez nutnosti zasahu
uZivatele automatické vytvoreni dil¢ich polynomickych modell popisujicich
prabéh signalu pozadi pod jednotlivymi piky analytl a tyto polynomicky popsané
signaly pozadi musi substrahovat od celkového signalu analytu.

ANO

Funkce pro spektrdlni rozkryvani vzajemné se prekryvajicich pikd
(analytQ/interferentd, analytd/pozadi) nezavisle na koncentraci (tj. bez korekénich
faktor() a to s moznosti uloZeni jednou vytvoreného dekonvoluéniho modelu do
softwarové knihovny s moznosti snadné budouci pouZiti vytvoreného modelu

v rznych metodach/sekvencich a to bez nutnosti dalsi kalibrace modelu

ANO

Moznost snadné zmény korekce pozadi i po doméreni vzork(

ANO

MoZnost exportu namérenych dat do formatu kompatibilniho s MS Excel.

ANO
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PC stanice

Pozadovany parametr Nabizeny systém
spliiuje a je soucasti
kupni ceny ANO/NE

Ridici PC - operaéni systém Windows 11, monitor LCD/LED 24“ nebo vy3si, ANO

komunikacni port se spektrometrem, kldvesnice, mys, SW modul pro moznost

vzdalené servisni podpory.

Instalaéni pozadavky:

Pozadovany parametr Nabizeny systém
spliiuje a je soucasti
kupni ceny ANO/NE

Provoz na argon Cistoty 4.0 (99,99%) ANO

Pozadovana je instalace na adrese objednatele do stavajicich zdroja el. energie ANO

(jisti¢ 16A, 1x230V).
Odtah zplodin (vzduchu) od spektrometru max. 3 m3/min — napojeni na odtah 1x ANO
DN150.
Instalace uvedeni do provozu a zaskoleni obsluhy v rozsahu min. 2 dny. ANO

Zaruka 24 mésica.
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Optické emisni spektrometry s indukéné buzenym plazmatem

Agilent 5800 & 5900 ICP-OES

Chytra cesta jak neplytvat Casem a ziskat spravné vysledky hned napoprvé.

5800 ICP-OES

= PFinasi chytré softwarové nastroje, které Vam poskytnou informace o Vasich vzorcich a umoini ziskat
spravné vysledky napoprvé.

= VyuZiva diagnostické nastrojem pro automatické sledovani dobré kondice ICP systému. Poskytuje tak
doporucujici upozornéni pro Udrzbu systému slouzici pro minimalizaci provoznich prostoju.

= Moznost sniZeni provoznich ndkladd na plyny diky argonu s Cistotou jen 99,99%.

=  Dvé dostupné konfigurace: Vertikdlni horak s dual view a vertikalni horak jen s radialnim pozorovanim.

= Ze vSech ICP-OES na trhu zabird nejméné prostoru.

5900 ICP-OES
Nabizi veSkeré funkce jako model 5800, plus:
= UmoZnuje méfeniv axidlnim i radidlnim sméru naraz (SVDV mad). Pfinasi tak presné vysledky nejrychleji
ze vSech ICP-OES na trhu a s polovi¢ni spotfebou argonu na redlné zméreny vzorek
=  Integrovany sedmicestny prepinaci ventil vyrazné zkracujici ¢as nutny pro vnaseni vzorku a proplachy.

spotfebou argonu — nikoliv jen papirovou, ale na realné zméreny vzorek. Inovativni technologie s vertikdlné
umisténym hofdkem ve viech nabizenych variantdch modeld 5800 & 5900 zajistuje nekompromisni robustnost
pfi mérenich s axidlnim i radidlnim pohledem. Promysleny hardware a inteligentni software odstranuji
potencialni chyby pFi vyvoji metod a zajistuji tak stabilni, pfesny a opakovatelny vykon spektrometru.
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Optické emisni spektrometry s indukéné buzenym plazmatem

Priizkum

Nedavny online prizkum zjistil, Ze laboratore méfi v priiméru \
15% vzorkd vice nez jednou. —I 50/ 300/
Jind analyza dat servisnich pozZadavk( ukazala, Ze az 30% (0] 0
servisnich pozadavkd mohlo byt snadno vyfeSeno uZivateli je méFeno opakované servisnich telefonatd
pfistroje. Jediné co k tomu potrebovali, byli spravné informace I abytechiych
a pokyny.

Chytré nastroje, které zabranuji zbyte¢nym prostojiim a opakovanym analyzam vzork.

ICP-OES Agilent 5800 a 5900 v sobé maji zabudovany ,ekosystém“ senzorl — jsou to vykonné procesory s
inteligentnimi algoritmy a diagnostikou uréené k automatizaci odstranovani problém a jejich predchazeni diky
v€asné udrzbé a identifikaci problému, které by mohly ovlivnit vase vysledky.

Tyto diagnostické ndstroje vidy pracuji na pozadi, smysleji jako odbornik na ICP a jsou schopné poskytovat
doporuceni a resit problémy jesté predtim neZ nastanou. Tyto funkce tak sniZuji poéet vzorkd, které by bylo nutné

o vv

preméfit, a dovoluji Vam davérovat ziskanym vysledkdm.

IntelliQuant - ziskejte vice informaci o Vasich vzorcich
Softwarova funkce IntelliQuant poskytuje informace o
prvcich ve Vasem vzorku a o tom, jak nejlépe zmérit ty,
které jsou predmétem Vaseho zajmu. Tato funkce:
= |dentifikujte az 70 prvkd ve vzorku, poskytne
periodickou tabulkou v podobé ,teplotni
mapy”“ (viz horni obrdzek vpravo) a ukazkou
relativnich koncentraci kazdého prvku.
= |dentifikujte spektralni interference a doporuci
nejvhodnéjsi vinovou délku a systémem
hodnoceni hvézdickami (viz obrazek vpravo dole)
=  Provede Vas vybérem nejlepsi analytické vinové
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délky pro Vase vzorky. v 214.439
= UmoZni vam zjistit chyby pfi pFipravé vzork, jako .
. v s . v sy o . 228.802 ?
je nepfidani nebo pfidani nespravné kyseliny. 351,051 Analyte: Cd(228.602)
= Oznacenim odlehlych vysledk(i, mudZete rychle 326.105 Confidence: moderate
najit vysledky, kterym je treba vénovat vyssi 508.582 Interference: As(228.812)
pozorn ost. Confidence: strong

=  Mit funkci IntelliQuant je jako mit k ruce
zkuseného ICP uZivatele.

Chytré sledovani dobré kondice pfistroje
Nedostatec¢nd udrzba ICP-OES mizZe vést k ndkladnym neplanovanym prostojim nebo selhani analyzy, které
zpUsobuji zbytecné ztraty ¢asu i premérovani vzorkd. Na druhou stranu Gdrzbou, ktera je prilis ¢asta také ztracite
Cas a zvysujete naklady na spotrebni material.

Oba modely 5800 a 5900 maji senzory a CitaCe, které upozorni uZivatele v pripadé potreby udrzby.

Pocitadla (viz obrazek vpravo) monitoruji poc¢et zmérenych vzorkl a lze je upravit tak, aby vyhovovaly typu
vzorkd, které obvykle méfite. Vas plan udrzby je tak prizplsobeny k udrZzeni maximalniho vykonu pfistroje.
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Optické emisni spektrometry s indukéné buzenym plazmatem

Inteligentni  softwarové nastroje pro
sledovani  kondice  systému  vyfeSi o Eme
nejcastéj$i divody, ve kterych jinak uzivatel
vold servisni podporu, jako jsou napf.
pficpany zmlZzova¢ nebo problémy se
,zapalenim“  plazmatu.  Upozornénim
uzivatele na potencidlni problém a
naslednym provedenim procesem
odstranéni pfiCiny problému lze zabranit
zbyte¢nym nakladlim i ¢asovym prostojim
spojenych s volanim servisni podpory.

Varianty modelu 5800 & 5900

5900 SVDV - Synchronni Vertikalni Dual View umoznuje mérit v médech
= s axidlnim pohledem
=  sradidlnim pohledem
= nejprve s axialni pohledem a pak s radialnim pohledem (dual view)
= saxidlnim i radidlnim pohledem soucéasné (synchronnim dual view).

5800 VDV - konfigurace s Vertikalnim Dual View pozorovdnim disponuje
vertikalné orientovanym hordakem s vysokym vykonem a v pr ipadé potieby je
mozné jej upgradovat na konfiguraci SVDV. VDV v zdkladu umozZnuje méfit v
mddech

= s axidlnim pohledem
Ll s radidlnim pohledem
= nejprve s axialni pohledem a pak s radidlnim pohledem (dual view)

5800 RV — Radial View - je ideadlni pro laboratore, které preferuji velmi vysokou robustnost s Cisté radidlnim
pohledem. Typicka aplikace je analyza oleju (TRIBO) nebo FAME.

Hardware

Vnaseni vzorku

Modely 5800 & 5900 disponuji ve vSech provedenich vertikdlné umisténym hordkem s polymerni patici a
plug&play uchycenim. Snadny a efektivni mechanismus navadéni horaku automaticky vystredi horak a pfipoji
potrebné plyny tak, aby byl zarucen rychly rozjezd a opakovatelny vykon spektrometru. V okamziku, kdy je horak
vloZen, neni dale tfeba Zadnych dalSich ladéni horaku a adjustaci. Na zakladé pozadavku aplikaci jsou volitelné
dostupné i typy horakl s konstrukci uzplisobenou pro organicka rozpoustédla, tékava organicka rozpoustédia,
odolné vici HF ¢i pro matrice s vysokym obsahem soli zahrnujic horak rozebiratelny. K pfistroji nalezi zakladni
sklenény koncentricky zmlZovac typu SeaSpray a sklenénd cyklonickd mlzna komora ,double pass” s kulovym
zabrusem pro pfipojeni ke spodni ¢asti horaku. VSe je navrzeno pro maximalni jednoduchost pfipojeni a
minimalni naroky na udrzbu.

Soucasti pristroje je vidy pocitacem fizené 5- ti kanalové peristaltické ¢erpadlo s proménnou rychlosti otaceni
(0-80 rpm).
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Optické emisni spektrometry s indukéné buzenym plazmatem

Rizeni pratoku plyna
Vsechny plazmové plyny jsou fizeny pomoci velmi presné regulace pritoku na principu hmotnostniho pritoku
( mass-flow control - MFC).

= Plasmovy plyn 8-20 |/min s krokem nastaveni 0,1 I/min, zakladni nastaveni 12 |/min

= Pomocny plyn 0-2,0 |/min s krokem nastaveni 0,01l/min, zakladni nastaveni 1,0 I/min

= ZmlZovaci plyn 0-1,5 I/min s krokem nastaveni 0,01 |/min, zdkladni nastaveni 0,7 |/min

= Make-up plyn 0-2,0 I/min s krokem nastaveni 0,01 I/min (pouziti pro volitelné pfislusenstvi)

= Volitelny plyn“ (smés argon/kyslik), je pfidavan jako procentudlni mnozZstvi pomocného plynu (0-
2,0 I/min) prostfednictvim softwaru (vyuZiti pro nékteré aplikace s organickymi rozpoustédly) —
standard jen pro model 5900 (pro 5800 doplrikové)

Agilent 5800 & 5900 vyZaduji pro provoz argon Cistoty jen 99.99%.

RF generator

BezudrZzbovy vodou chlazeny volné bézici polovodicovy (,solid state”) radiofrekvencni generator s frekvenci
27 MHz s nastavitelnym vykonem v rozsahu 750-1500W a krokem nastaveni 10W. Robustni konstrukce typu ,free
running” velmi rychle reaguje na zmény zatiZeni plazmatu matrici. Je tak zarucen stabilni pfikon do plazmatu i v
momenté, kdy dochazi k pfechodu mezi vzorky s vysokym ¢i proménlivym matricnim obsahem (ukazka na
youtube ,, ICP 5110 Vyména komory za USN“ zde). RF generator pracuje s ucinnosti vyssi nez 75% a vystupni
presnosti nastaveni vystupniho vykonu lepsi nez 0,1%.

VSechny dostupné konfigurace modell vyuZivaji vertikalné orientovany horak, coz dovoluje méfit i ty
nejsloZitéjsi vzorky od vysoce zasolenych s komplexni matrici (25% TDS) az po tékava organicka rozpoustédla.
Vertikalni orientace hotraku a polovodicovy RF generator zajistuji robustni analyzy bez nutnosti kompromisu ve
vykonu stroje i u téch netézsich vzork(, a to s méné Castym ciSténim stroje, s méné prostoji a méné Castymi
vyménami horaku (Zivotnost hofaku je oproti systémim s horizontdlnim usporadanim 5x vyssi).

Opticky systém

Predoptika vertikdlniho dual view systému umoznuje axidlni a radialni pozorovani plazmy z vertikalniho
horaku. Unikatni technologie DSC (dichroického spektralniho slucovace) umoznuje u modelu SVDV soucasny
zméreny vzorek. Cooled Cone Interface (CCl — chlazeny kdnus) ucinné odstrafiuje studeny chvost plazmatu z
optické drahy axidlniho sméru pozorovdni. Je tak dosazeno maximalni redukce interferenci a zvyseni linearniho
dynamického rozsahu.

Dostupné pozorovaci mdédy u modell 5800 a 5900 ukazuje tabulka niZe. VSechny vyuZivaji vertikalné
uloZzeného horaku a nabizeji aZ Ctyfi pozorovaci mody:

Model Radialni méd Axialni méd VDV madd SVDV mdéd
5900 SVDV ICP-OES \ \ \ \
5800 VDV ICP-OES \ \ \

5800 RV ICP-OES \
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Optické emisni spektrometry s indukéné buzenym plazmatem

Pocitatem optimalizovana optika typu echelle vyuziva jedné vstupni Stérbiny Freeform kolimacniho zrcadla
k zaostfeni > 98% dostupnych emisnich ¢ar pfimo na chlazeny polovodicovy detektor typu CCD. Optika bez
pohyblivych ¢asti a konstantni teplota optického celku 35°C zarucuji jedine¢nou dlouhodobou stabilitu signalu a
velmi nizké detekéni limity. Technologie Freeform zrcadel propujcuje polychromatoru délky 253mm 3Spickové
citlivost a rouliseni. Echelle optika vyuziva CaF2 kfizovy dispersni hranol a echelle mfizku (113,3 ¢ar na 1 mm),
coz vytvari echellogram se 70 fady maxim, ktery je vykreslen na patentovany CCD detektor, ktery je hermeticky
utésnény pro nulovou spotrebu argonu a je navrzeny tak, aby naprosto presné svymi pixely pokryl 2D obraz
vychazejici z echelle optiky tohoto spektrometru. Opticky blok je proplachovan (Ar nebo N2) a je vybaven snadno
dostupnym uZivatelsky vyménitelnym filtrem.

Freeform opticky design také umoziuje jeSté rychlejsi teplotni stabilizaci a pfiblizné polovicni ¢as proplachu
ve srovnani s jinymi ICP-OES systémy.

CCD detektor
Modely 5800 a 5900 jsou plné simultanni ICP-OES systémy které vyuZzivaji detektor VistaChip Ill. Tento
patentovany typ detektoru patii mezi rychlosbérné CCD detektory s kontinualnim pokrytim spektra a ochranou
proti presyceni (anti blooming) na kazdém pixelu. Jedna se o hermeticky uzavieny detektor s nulovou spotfebou
argonu umoznujici velmi rychly rozjezd méreni, vysoké mnozstvi stanovenych vzorkd za jednotku ¢asu, vysokou
citlivost a nejvy3si dynamicky rozsah.
= SvyuZitim technologie i-MAP (image mapping technology), jsou fotosenzitivni pixely umistény tak, aby
presné vystihly obraz vychazejici z echelle optiky. Toto poskytuje plné pokryti vinovych délek v rozsahu
167 785 nm na jednom detektoru z jedné vstupni §térbiny Detektorje uml'stén na trojitém peltierové
elektronického Sumu.
= Adaptivni integracni technologie (AIT) umoZriuje, aby byly intenzivni i stopové signaly méreny
simultanné v optimalnim poméru signélu k Sumu. AIT automaticky pridéli kazdé vybrané/mérené vinové
care délku ¢teciho kroku daného pixelu. Vice intenzivnim pikdim je tak pridélen kratsi integracni Cas a
méné intenzivnim pikim je pridélen delsi integracni cas, coz je rozdilem oproti béinym
ysimultannim® systémuim, které takova méreni sekvenuji a nasobné prodluzuji ¢as analyzy. AIT mlze
takovato méreni provadét ve stejném Case a poskytuje tak skute¢né simultanni méreni.
= VistaChip Ill nabizi nejvyssi rychlost ¢teni ze vSech dostupnych spektroskopickych CCD detektor( se
stopovaci rychlosti 1 MHz pro zpracovani signdlu z pixelu. Celkova doba ¢teni pfi pIném ozareni vSech
pixelt detektoru je cca 0,8 sekundy. Detektor je vybaven dvojitymi ¢tecimi elektronickymi okruhy (okruh
na kazdé strané detektoru), coZ snizuje dobu zpracovani signalu na polovinu.
= CCD detektor je vybaven individudlni ,anti blooming” ochranou kazidého pixelu, coz umoziuje
simultanni méreni stopovych mnoZstvi v tésné blizkosti velmi intenzivnich signald.
= VistaChip Il CCD detektor je hermeticky utésnény, coz znamen3, Ze k dosazeni excelentni citlivosti i v UV
oblasti spektra neni vyZzadovan zadny argon na jeho proplach. Tato konstrukéni vlastnost také zkracuje

dobu od zapaleni plazmatu k analyze, jelikoZ zde nejsou zadné ¢ekaci ¢asy na vymyti vzduchu z detektoru.
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Optické emisni spektrometry s indukéné buzenym plazmatem

Software

ICP Expert
ICP Expert software vyuZiva jiz osvédéeného prostiedi pracovnich listl, nabizi snadny vyvoj metod a uloZené
aplety obsahujici pfednastavené tematicky zamérené metody, které Setfi Vas cas.

PSS ?’ilé-;&, "H‘""ﬁ*‘“ SRRt
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Snadno pouZitelné, aplikacné zamérené softwarové aplety automaticky nactou pfednastavené metody,
takZze okamZité mUzete zacit méfit bez nutnosti vyvoje metod, nastavovani optimélnich podminek a
s minimalnim tréninkem.

Pocitacem rizené pratoky plasmovych plyn(, nastaveni pozorovaci pozice vertikalni plazmy i v radialnim
sméru, zapalovani plazmy, nastaveni vykonu RF, bezpecnostni prvky a utility pro monitoring.

Vybér z technik korekce pozadi od tradi¢ni off-peak korekce pozadi po unikatni Fitted Backgroud
Correction (FBC), ktera automaticky vytvari matematicky model pribéhu pozadi na zakladé redlného
zaznamu spektra v okoli ¢ary analytu.

IntelliQunat sbird data z celého rozsahu vinovych délek, rozpoznd spektrdini interference a doporuci
uzivateli vhodné vinové délky pro méreni bez interferenci.

Early Maintanance Feedback vyuZitim senzor( a citacl sleduje ,zdravotni stav” pfistroje a provazi
uzivatele spravnou a v€asnou udrzbou systému.

Funkce Neb Alert stale sleduje zpétny tlak zmlZovale a upozorni uZivatele v pfipadé kdy rozpozna
pficpani zmlZzovace nebo netésnost.

Funkce FACT pro on-line automatickda matematickd kalibracné nezavislda rozkryvani komplexnich
spekter (dekonvoluce).

Funkce pro kalibracné zavislé meziprvkové korekce (IEC).

Funkce MultiCal napomaha rozsifeni linearniho dynamického rozsahu a automatickému ovérovani
spravnosti namérenych vysledka.

MozZnost kalibraci ze smésnych viceprvkovych standardd a metody pro pridavek vnitfniho standardu.
Nastavitelny ,reslope” kalibraci eliminuje potiebu celkové rekalibrace.

UZivatelsky prizpUsobitelné protokoly kontroly kvality (QCP) spliuji poZadavky US EPA a dalsich
mezinarodnich reguli o dodrzovdani SLP.

Predpokladané detekcni limity vypocitané na zakladé provedené kalibrace.

Pomocnik pro import metod.

Dialogové okno pro pfipomenuti postupu zapaleni plazmatu.

Funkce IntelliQuant pro rychly kvalitativni a semikvantitativni screening vsech prvkd ve vzorku
Unikatni IntelliQuant ,teplotni mapa“ pro rychlé zobrazeni vysledkd vsech prvkd v kazdém vzorku
v periodické tabulce.

Integrované ovladani davkovacich ventild (AVS 4,6 nebo 7). Tyto ventily vyrazné zvysi prichodnost
vzorkd (urychleni méreni), Setfi ndklady na plyny a spotfebni material (hadicky, horaky, komory,
zmlZovace,...)

PIné editovatelny list s nazvy vzork( s dopliikovymi poli¢ky pro zakaznické informace a informacich o
vzorcich

Editace rozmérd a velikosti kosiku v autosampleru — moZnost pouZiti pro autosampler nestandardnich
kosik( na vzorkovnice.

Korekéni faktory na objem/navazku/fedéni uZivatelsky definovatelnymi koncentraénimi jednotkami pro
vzorky i standardy

Pozice kosik(i autosampleru a vzorkovnic mohou byt editovany tak, aby bylo moZné vzorkovani
z libovolné pozice.

Kalibrace mohou byt nastaveny uZivatelsky v libovolném fazeni. Standardy mohou byt soucasti fady se
vzorky nebo mohou byt umistény na pozicich sampleru predurcenych pro kalibracni roztoky.
Retrospektivni post-run editace namérenych dat
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= Sjroké mozinosti reportovani a exportovani dat s moznosti uzivatelského nastaveni

= Kompatibilni s operacnim systémem Windows 10 64-bit

»  Software dostupny v rliznych jazykovych verzich (Angli¢tina, Japonstina, Cindtina, Francouzitina,
Némdina, Italstina, Spanélstina, Portugalitina, Polstina a Rustina)

= Vylepseny software pro snadnou diagnostiku pfistroje a nastroje pro hlaseni poruch. Oznamovaci
chybova hlaseni, prehledna grafika a automatické samodiagnostické testy na vSsech modulech pomahaji
k minimalizaci provoznich vypadka.

= Volitelné je dostupna softwarova nastavba splnujici podminky zaznamu aktivit a méreni na pfistroji,
umoznuje nastaveni pfistupovych prava a nastaveni elektronickych podpist dle US FDA 21 CFR part 11
(vhodné pro pharma)

Nadstavbovy balicek ICP Expert v7.4 Pro
Verze ICP Expert Pro je béZnou soucdsti u varianty SVDV. Pro varianty VDV a RV je verze Pro volitelnou
pfiplatkovou polozkou.
=  UmoZnuje pouzivani autosampleru od jinych vyrobcl (napf. vybrané typy vyrobctd Cetac, ESI, AIM)
= Sledovdnizpétného tlaku na zmlZovaci. Sledovani emisnich ¢ar argonu jako ,,vnitfniho standardu®. Slouzi
pro monitorovani a eliminaci potizi s vnasecim systémem vzorkd (zmlZzovace, hadic¢ky, mlzna komora,
horak) a posouzeni vlivu matrice na analyzu
=  Podpora fedici jednotky ESI prepFAST AutoDiluter — mozZnost automatické tvorby kalibracnich krivek a
automatického redéni vzorkd leZicich mimo kalibraéni rozsah
=  Funkce Intelligent Rinse - automaticky hlida zbytkové koncentrace kov(i z predchoziho vzorku az do nami
nastavené hodnoty. AZ po dosazeni udané hranice dojde k zapoceti méreni dalsiho vzorku ze sekvence.
Diky Casové optimalizaci proplachu je dosazeno vyssi priichodnosti vzork( a snizeni nakladu.
= Frekvence generovani QCP protokoll
=  Live Export dat do tabulkovych procesort
=  Pfidavek kysliku do plazmy
= IntelliQuant Screening — super rychly semikvantitativni screening, vizualizace zastoupeni prvkd
v kold¢ovém grafu, sloupcovém grafu a tabulkové teplotni mapé.

Vykon

Cas potrebny pro zahfati
Cas potiebny pro teplotni stabilizaci systému (ze standby modu) je kratsi nez 20 minut od zapaleni plazmy.

Rozptylené zareni
Rozptyl zafeni eliminovdn pomoci deflektoru a konstrukce optiky na méné nez 1.0 ppm signalu As na Care
193,696 nm pfi signalu 10 000 ppm Ca.

Stabilita signalu
Typicka stabilita systému je lepsi nez 1% RSD v pribéhu 8 hodin méreni bez pridavku vnitfniho standardu
nebo jiného zplsobu korekce driftu.
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Typické optické rozliSeni

Prvek Vinova délka (nm) Rozliseni (pm)
As 188,980 <6,5
Mo 202,032 <7
Zn 213,857 <75
Pb 220,353 <75
Cr 267,716 <9,5
Cu 327,396 <13
Ba 614,172 <32

PrisluSenstvi a periferie

V nabidce Agilent je pro modely 5800 a 5900 ICP-OES dostupna celd rfada origindlniho vykon zvysujiciho
pFislusenstvi a periferii, které napf. zahrnuji:

AVS — Advanced Valve System

PIné integrovana ventilova soustava (AVS) pro diskrétni davkovani vzork( pfes davkovaci smycku. Snizuje
naklady na analyzu a vice nez zdvojnasobuje produktivitu Vaseho 5110 ICP-OES zkracenim doby nutné pro nasati
vzorku do zmlZovace, zkracenim doby stabilizace a zkracenim prodlev mezi proplachy a zvysenim efektivity
proplachu vnasecich cest. Volit |ze z pfislusenstvi AVS se 4, 6 nebo 7 porty.

SPS4 autosampler

Velmi vykonny automaticky podavac vzorkl s velmi rychlym pohybem vzorkovaci jehly do vSech sméra.
Podavac naraz pojme az 4 zasobni koSiky a zasobnik pro standardy. Celkem je tedy v zdkladnim provedeni mozno
vyuZzit 240 pozic (volitelné aZ 360) pro vzorky 34 pozic pro standardy. Podavac je mozné doplnit o uzaviratelny
kabinet pro eliminaci vlivu prostfedi na vzorky a také pro zamezeni Uniku organickych vypar( do prostiedi
laboratore. Podavac automatizuje a zjednodusuje praci.

Multimode sample introduction systeme (MSIS)

Prislusenstvi pro souc¢asné méreni hydridovych a nehydridovych prvkd zahrnujici As, Se, Hg v koncentracich
sub ppb. Toto pfislusenstvi eliminuje vymeény prislusenstvi a dovoluje provadét méreni béznych i hydridovych
prvkl simultdnné s vyuZitim stejného nastaveni stroje.

Aplikacné specifické prislusenstvi pro vnaseni vzorku
V navaznosti na skuteéné aplika¢ni vyuZiti je v nabidce fada volitelného pfislusenstvi pro vnaseni vzorkd do

plazmy se zamérenim na:

=  Vodné vzorky

= QOrganicka rozpoustédla

= \ysoce zasolené vzorky / vzorky s vysokym obsahem matrice

= Vzorky obsahujici kyselinu fluorovodikovou

= Sada pro vnaseni velmi malych objemu vzork
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Optické emisni spektrometry s indukéné buzenym plazmatem

Ultrazvukovy zmlZzovac CETAC 5000AT (MSIS)

Ultrasonicky zmlZzovac konstrukci vhodnou pro snadné propojeni s ICP 5800 a 5900. Velmi robustni systém ve
spojeni s ICP-OES Agilent. Stabilita <1% RSD po 8 hodinach provozu. Ug¢innost zmlzovani 10-15% (vyrazné vyssi
Ucinnost oproti béZnym pneumatickym zmlZzovacdm s Ucéinnosti 2-3%). Vysledkem je az 10-ti nasobné zvyseni
citlivosti a snizeni detekéni limitQ. Peristaltickd pumpa vnese vzorek na oscildtore, ktery vytvofi velmi jemny
aerosol. Aerosol prochazi vyhfivanou trubici a chlazenym kondenzatorem. Zkondenzované rozpoustédlo vzorku
a dalsivodné podily jsou odvedeny z mimo zmlZovaci komoru. Po vysuseni jsou ¢astice aerosolu vnaseny argonem
do plazmatu. MoZzno doplnit o desolvatac¢ni jednotku Cetac. Snadna vyména pfistupnych ¢asti zmlzovace bez
nutnosti zadsahu servisniho technika. MoZnost optického pozorovani zmlZzovaciho procesu.

prepFAST
prepFAST od firmy ESI je automatickou redici jednotkou pro automatizovana redéni vzorkl a standardd.

Vzorky jsou rychle (0,5 ml/sec) a pfesné podtlakové nasaty z kaidé pozadované pozice v integrovaném
autosampleru do davkovaci smycky. Odtamtud je vzorek injektovan prostrednictvim ventilu do proudu redici
kapaliny a prepraven do nizkoobjemového T-kusu, ktery je umistén mezi ventilem a zmlZzovacem. Do T-kusu je
priveden vnitfni standard. Dosahovano je fedicich pomérl 0 (nezfedény vzorek) a az 200x zfedénym vzorkem.
Rychlé a spolehlivé fedéni zajistuje stiikackové Cerpadlo S400V s vysokou presnosti (<x 0.05%) a spravnosti (<t
0.2%) a zajistuje tak bezproblémovou a vyvazenou dopravu roztokd v Sirokém rozsahu pratoka (1-500 pL/min).

e Fedénivredlném case

e Fedénive ventilové hlavé a T-cku

e Neni potfeba zZddné zkumavky nebo Cinidla

e  Eliminace ru¢niho redéni

e Rychlé nasati a proplach

e Malé riziko kontaminace

e Konstantni doba analyzy nezavisla na redicim faktoru

Instalacni pozadavky

Instalace zafizeni

Detailni pozadavky nutné pro instalaci ICP-OES jsou uvedeny v publikaci Agilent 5800 a 5900 ICP-OES Site prep
guide, Civ Ceské verzi poskytované firmou HPST ,, Pfiprava laboratore pred instalaci ICP-OES spektrometru Agilent
5800 a 5900“.

Rozméry
Sitka Hloubka Vyska Vaha
625 mm 740 mm 887 mm 90 kg

Pozadavky na odtah

Agilent 5800 a 5900 ICP-OES jsou konstruovany z materiall odolavajicich korozi a osazeny vnitfnim ventildtorem
uchovavajicim uvnitr systému pretlak tak, aby bylo zamezenu vniknuti korozivnich par do pfistroje. Instrument
vyzaduje odtah vzduchu s pritokem minimalné 2,5 m3 / min. Na vstupu nasavaného vzduchu do instrumentu je
umistén prachovy/¢asticovy filtr, ktery je uZivatelsky Cistitelny/vyménitelny.
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Pristupnost zafizeni a servisovatelnost

Pro zaruceni snadného servisu jsou vSechna pfipojeni (napajeni, plyny, voda a komunikaéni kabely) dostupna z
boku pfistroje. Elektronika pro autodiagnostiku nepfetrzité monitoruje stav pfistroje a umoznuje rychlou
identifikaci pfipadnych potizi jednotlivych komponentd.

Pozadavky na elektrické napajeni
Pro provoz v Cesku je vyzadovéno: pfipojent k siti 50Hz, 1x230V, 2.9kVA, jisti¢ 16A. V pripadé vykyva v siti v misté
instalace je nutna instalace zdloZniho zdroje napéti (UPS), aby bylo eliminovano riziko poskozeni jemnych
elektronickych obvodl spektrometru.

Instalacni a operacni kvalifikace

Dostupné kvalifika¢ni procedury 1Q/0Q slouzi k ovéreni, Ze pFistroj dosahuje parametry stanovené regulativou.
Procedury nejsou soucasti dodavky pfistroje. Je mozné je objednat u autorizovaného servisniho strediska pro
Cesko, firmy HPST, s.r.o. (info@hpst.cz)

Komunikace s pfistrojem
Ke komunikaci s pfistrojem je vyuZivan Ethernet prostrednictvim IEE 802.3 Ethernetového LAN kabelu.

Zaruka
Firma HPST poskytuje na pfistroje Agilent Technologies zaruku 24 mésicl od instalace pfistroje (nevztahuje se na
spotfebni material podléhajici provoznimu opotrebeni).

Podpora

Firma HPST disponuje silnym servisnim zazemim a zkusenymi vyrobcem proskolenymi servisnimi techniky s praxi
servisu atomovych spektrometrli minimalné 5 let. DuleZitou soucasti servisnich sluzeb je Spickova aplikacni
podpora, moznost telefonickych ¢i e-mailovych konzultaci s aplikacnimi specialisty HPST zdarma. Soucasti
dodavky pfristroje miZe po dohodé byt nad ramec zékladniho zaskoleni obsluhy pfi instalaci dalsi pokrocilé
Skoleni a pomoc s vyvojem metod dle pozadavk( aplikace daného zakaznika.

Typické detekcni limity Agilent 5800 a 5900 ICP-OES
Detek¢ni limity 3 sigma

NiZe jsou uvedeny béziné dosahované detekéni limity v jednotlivych usporadanich 5800 VDV-A (pouze axidlni
pohled), 5800 VDV-R (pouze radialni pohled) a 5800 RV a pro 5900 SVDV. Kalkulovany byly 3 sigma detekéni
limity (ug/L) z 10 replik méfeni blanku. Blank byla matrice s 1% HNOs. Bylo provedeno 5 rGznych testli na 5
raznych pfistrojich 5800 a 5900 ICP-OES. Vysledkem méreni je tabulka niZze uvadéjici primérné hodnoty
detekcnich limitd dosaZzenych pfi 5-ti mérenich (tj. n=5), kde n je Cislo udavajici pocet opakovani testl
detekéniho limitu. Pozn.: Kazdy test byl délan na jiném pfistroji.

Uvedené detekéni limity nepredstavuji vyrobcem garantované detekéni limity. Jedna se o realnou ilustrativni
ukazku vykonu spektrometr( Agilent 5800 a 5900 ICP-OES.
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Optické emisni spektrometry s indukéné buzenym plazmatem

Typické 3 sigma detekcni limity v pg/l (n=5)

1

fj._. .Jf-.,:;.
ki

'afa'::;'n:: VDV-A | VDV-R | svDV ';:Ie:::n:: VDV-A | VDV-R | Svbv
Ag 328.068 0.17 05 0.2 Nd 401.224 0.5 14 0.5
Al 167.019 0.09 05 0.4 Ni 231.604 0.36 1.2 0.4
As 188.980 1.1 5.0 14 Os 225.585 0.9 5.1 1.2
Au 242.794 0.47 1.4 0.5 P 177.434 1.9 42 3
B 249.772 0.4 0.4 0.4 Pb 220.353 1.1 5.3 11
Ba 493.408 0.01 0.03 0.02 Pd 340.458 0.7 16 0.7
Be 313.042 0.01 0.01 0.01 Pr417.939 0.4 0.9 0.4
Bi 223.061 1.2 73 15 Pt 214.424 1.0 7% 1.1
Ca 393.366 0.014 0.02 0.02 Rb 780.026 3 17 31
cd 214.439 0.06 0.3 0.067 Re 221.427 0.5 2.4 0.6
Ce 418.659 0.63 1.9 0.7 Rh 343.488 0.7 1.8 0.7
Co 238.892 0.19 0.8 0.2 Ru 267.876 0.7 22 0.7
Cr267.716 0.16 05 0.2 5 180.669 26 5.2 5.7
Cu 327.395 0.18 03 0.2 sb 217.582 15 47 16
Dy 353.171 0.1 0.4 0.1 Sc 361.383 0.04 0.08 0.04
Er 349.910 0.1 03 0.2 Se 196.026 3.3 8.7 40
Eu 420.504 0.04 0.09 0.04 Si 251.611 0.8 25 0.8
Fe 238.204 0.09 0.4 0.1 Sm 359.259 0.2 05 0.3
Ga 417.204 0.7 3 0.8 Sn 189.925 0.7 33 0.7
Gd 342.246 0.2 0.4 0.4 Sr407.771 0.004 0.01 0.004
Ge 265.117 0.9 5 11 Ta 268.517 0.8 28 0.8
Hf 264.141 0.45 1.4 0.4 Th 350.914 0.3 0.8 03
Hg 184.887 0.3 0.9 0.5 Te 214.282 17 75 1.7
Ho 345.600 0.2 0.6 0.2 Th 283.730 0.8 47 0.9
In 230.606 2.7 10.4 3.2 Ti 334.941 0.05 0.2 0.06
Ir 224.268 0.5 35 05 T 190.794 11 49 1.4
K 766.491 0.4 25 9.8 Tm 313.125 0.09 0.4 0.12
La 379.477 0.2 05 0.2 U 385.957 17 i 2
Li 670.783 0.02 0.04 0.08 V 309.310 0.07 0.4 0.1
Lu 261.541 0.04 0.2 0.05 W 207.912 0.9 45 1.0
Mg 279.553 0.007 0.02 0.006 Y 371.029 0.05 0.1 0.05
Mn 257.610 0.03 0.09 0.03 Yb 328.937 0.02 0.06 0.02
Mo 202.032 0.3 0.7 03 Zn 202.548 0.08 0.2 0.08
Na 589.592 0.1 0.4 0.7 Zr 343.823 0.1 03 0.2
Nb 313.078 0.2 0.9 0.2




Agilent

Trusted Answers

Agilent 5900 ICP-OES

The smart way to high productivity and low cost of ownership




Supercharge Your Lab’s Business

The smart Agilent 5900 is designed to get the right answer faster than
any other instrument, with the lowest cost per sample.

Measuring a sample per minute with
reliable results and low argon consumption
maximizes return on investment.




Minimize ownership costs

Reduce cost-per-sample

Argon use is a major contributor to the overall operating
cost of an ICP-OES, with analysis time, argon gas flow rate,
and purity requirements directly affecting it.

(2]
&
. . c
— The 5900 measures samples in half the time and has @ g
i 1 =
the lowest argon consumption per sample’ of any E
ICP-OES instrument. £
(]
— Aninnovative, smaller Freeform optical design improves 2 > é
analytical performance and reduces gas purge times > = @
o o =
by half. =) S £
(=) 0 [=]
. . . n Te] (&)
— Compatible with lower cost 99.99% purity Ar gas, further
reducing gas costs by 50%. Dramatically reduce your argon consumption’
The 5900 ICP-OES has the lowest argon consumption per sample
of any ICP-OES instrument.
Minimize sample remeasurement and downtime Slash maintenance costs
Reduce unexpected instrument downtime and Reduce unnecessary service call-outs and optimize
remeasuring of samples by knowing more about your maintenance schedules, based on actual instrument usage,

analysis. The Agilent 5900 has an ecosystem of embedded rather than elapsed time.
sensors and powerful processors, with smart algorithms
and diagnostics. These smart features provide deep sample
and operational insight, giving you greater confidence in the
final result.

— Up to a third of all service call-outs are linked to
problems the operator could have solved themselves,
with the right guidance

— Data-driven, usage-based maintenance schedules
allow you to perform the right amount of maintenance.
Usage-based maintenance ensures peak instrument
performance and keeps service costs low.

— The IntelliQuant software function quickly screens
samples, determining the approximate concentration of
up to 70 elements. It automatically identifies unexpected
spectral interferences and recommends alternative

) - R nsumable replacemen nsurin
wavelengths that are free from interference. educe consumable replacement costs by ensuring

sample introduction components and high-wear items

— Instrument uptime and performance are maximized with are cleaned and replaced only when necessary.

the use of smart health tracking diagnostics that monitor
and alert the operator about instrument status.

1. Argon consumption is calculated from argon flow rates multiplied by duration of flow. The analysis speed and gas consumption
figures are compared to competitive systems, based on published comparative application data.



Run More Samples at Lower Cost
for Maximum Revenue Potential

Fast, accurate results in a single
measurement

Conventional dual view ICP-OES
systems require you to set up a

series of sequential measurements

by selecting which elements are
measured in axial mode, and which are
measured in radial mode. This takes
time, making sample throughput slow.

The 5900 ICP-OES needs only a single
measurement per sample—we call
this Synchronous Vertical Dual View
(SVDV). A unigue optical component,
the Dichroic Spectral Combiner (DSC),
allows both the axial and radial views
of the plasma to be captured in one
reading. This delivers accurate results
in the shortest possible time.

To detector

Vertical
torch and
plasma

Dichroic Spectral
Combiner (DSC)

Fast analysis time = lower gas 25000 25
consumption

20000

l 16.9 L/min and 2 min per sample

Many people fall victim to misleading
claims that suggest flow rate directly
correlates with gas consumption.
While flow rate is an important factor, it
can't be considered on its own. Analysis o000
time is also critical. For example, if you
halve your analysis time, you can reduce
your argon use by nearly 40%, even if
your argon flow rate is 20% higher.

W 20.4L/minand 1 min per sample

15000 +—

10000 — 10

B Il
100 200

Argon consumed, L
Time, Hours

Number of samples

This graph shows how the consumption
of argon changes with flow rate and
measurement time, for different sample
batch sizes.



Reduce Downtime with a Smarter ICP-OES

Less downtime means more time to run samples and more revenue for your lab
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More uptime means more revenue

Maintain peak performance, maximize instrument

uptime, and avoid problems before they occur. The smart
diagnostics built into the 5900 monitor and alert you when
maintenance is required. Traffic light color-coding of the
counters visually shows which maintenance activities
should be done immediately, and which can wait.

This early maintenance feedback system reduces
downtime and repair costs by scheduling routine
maintenance of components based on actual usage,
rather than at set time intervals. The maintenance log
digitally records the maintenance history of the ICP-OES.
When troubleshooting a problem it is easy to determine
if the instrument has been sufficiently maintained.
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The Neb Alert function provides real-time warning

on unpredictable events such as nebulizer leaks and
blockages. These alerts enable quick response and less
wasted time when analyzing samples with high solids.

Even peripherals such as autosamplers and other
accessories can be monitored. Alerts are issued when
smart sensor thresholds are exceeded.

Neb Alert

=

Suspected nebulizer blockage

Mebulizer backpressure has exceeded the
expected value.

Check to ensure that a nebulizer
blockage has not occured. For tips on
deaning your nebulizer, Click the Help
button,

g B




Learn More About Your Samples

Get insight into what's in your sample and how to best measure it

IntelliQuant puts the power of an experienced analyst inside your instrument—and only Agilent has it

IntelliQuant captures data from the entire wavelength range as each sample is measured, then uses this broader view to
calculate the approximate concentration of up to 70 elements in a sample. By collecting more than just the data at the
wavelengths nominated, IntelliQuant sees spectral interferences and provides you with recommendations to ensure you
get the right answers every time.

Running unknown or atypical samples? Put IntelliQuant to work, and ease your method development, troubleshooting,
and sample screening challenges.

It's like having QC on every sample

If your results are too high, it could be due to a spectral
interference from another element. Results that are too low
could be due to chemistry problems. IntelliQuant uses data
analytics to automatically identify spectral overlaps that can
lead to false-positive results, and recommends the emission
wavelength that will give the most accurate result.

The example on the right shows the measurement of cadmium
at 228.802 nm. The measured emission (blue line) has been
erroneously increased by the presence of an emission from
arsenic (red line). IntelliQuant will flag this wavelength as being
problematic using a star ranking feature (shown below) to make
it easy for the user to select the right wavelength to report on.

Ccd

v 214.439
226.502
228.802 ?
361.051 Analyte: Cd(228.802)
326.105 Confidence: moderate
508.582 Interference: As(228.812)

Confidence: strong

IntelliQuant Star ranking output for Cd. A five-star ranking with green
check mark indicates Cd 214 wavelength to be the best. The red question
mark indicates there is an issue on Cd 228, and the pop-up tip indicates
the Cd 228 result has only moderate confidence as it has a strong
arsenic interference.



Fast sample screening

IntelliQuant Screening can be used to determine the approximate
concentration of up to 70 elements in a sample within seconds.
Ideal for:

— Method development assistance for unknown samples

— Trend analysis for batches of samples measured routinely,
such as soils, engine oils, or plating baths

IntelliQuant Screening insights can be easily used to create a
customized quantitative method for sample analysis through
importing their recommended wavelengths into a new worksheet.

Results can be presented in a range of smart views for users
to quickly review the constituents of a sample (pie chart view
shown below).

Flagging outlying results

An outlier alert highlights results that exceed a nominated range

or don't pass a test. The outlier alert system can monitor a range
of parameters, from %RSD through to failed QC tests, and can be
configured to your requirements.

Results can be filtered to show only the samples that have failed.
Filtering makes it easy to see which results need to be reviewed.

The image below shows the flagging of outlier results on the
sample results screen. On the right is shown a filter applied to
display only the outliers that are in need of review.
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Spot sample preparation mistakes

Did someone forget to put HCI in during the digestion process?

By running your eye over the IntelliQuant results, shown as a heat
map below, you can quickly identify whether Cl is present and know
that the digestion was done correctly. The same approach can be
used for most acids used for sample digestion.
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Elements shaded red are in high concentration, orange are in mid-range
concentration, and those in yellow are in low concentration. Unshaded
elements are not at detectable levels in the sample. In this case, Cl is
missing, indicating that HCI was not used during sample preparation.
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Future-Proof your Lab with the ICP Technology Leader

Meet the Agilent 5900 ICP-OES

High performance with lower argon cost

Innovative Freeform optics deliver low detection limits and
high resolution, even when using 99.99% purity bottled argon.
The optical layout is compact, so is quick to purge, reducing
the wait time before samples can be measured.

Resilient vertical torch

The vertically oriented torch means less cleaning, less
downtime and fewer replacement torches. A torch loader
mechanism automatically aligns the torch and connects
gases for fast startup and reproducible performance.

Built-in performance tests

How do you know an ICP-OES is operating as it should?
The performance tests built into the 5900 quickly confirm
that everything is OK, before you start measuring samples.

Corrosion resistant, dust resistant

The 5900 is made from corrosion-resistant material and
uses internal positive pressures and optimized airflows to
keep out acid vapors. An easy-to-remove air filter protects
your instrument in dusty environments and an air flow
monitor alerts you when the filter needs replacing.

Small footprint

As one of the smallest ICP-OES available, the 5900 saves
valuable bench space. Connections for power, gas, cooling,
water, and communications are easily accessed—from the
side rather than the rear.




The Agilent 5900 Synchronous Vertical Dual View
(SVDV) ICP-OES

Fast, accurate results in a single measurement

A specialized optical component, the Dichroic Spectral
Combiner, enables synchronous measurement of both
views (axial and radial) of the plasma. Only one reading is
needed per sample, delivering accurate results faster than
any other ICP-OES.

High-speed, intelligent detector

A unique detection system delivers fast, simultaneous
measurement over the full wavelength range, irrespective of
concentration or signal strength. Detector advancements take
smart software features to the next level — guiding you to
achieve the right answer the first time.

Smart algorithms

Take the guesswork out of method development and automate

troubleshooting with built-in smart algorithms:

- Fitted background correction (FBC) automatically provides
accurate background correction.

- Fast Automated Curve-fitting Technique (FACT) or
InterElement Correction (IEC) technique for spectral
interference correction.

— IntelliQuant allows rapid identification of all elementsin a
sample and their relative concentration. Ideal for method
development, troubleshooting and sample screening.

— Intelligent Rinse maximizes throughput by automatically
optimizing the rinse time between samples whilst preserving
the accuracy of results.

Integrated switching valve

The Advanced Valve System (AVS) speeds up analysis, improves
analytical precision, reduces cost per sample, and helps reduce
blockages and downtime by providing more efficient introduction
and washout of samples.

Self-diagnosis and health tracking

Self-diagnosing electronics monitor instrument status, allowing
rapid identification of component health issues. Sensors and
counters alert the analyst when maintenance is required.



Smart Utility Health Tracking

Instrument monitoring to keep operations
running smoothly

Gas supply health tracking

The 5900 monitors the spectral emission from argon for
every sample. If the argon emission monitor shows that
the emission is fluctuating, it could indicate a partial torch
blockage or partial plasma quenching. The problem can be
investigated, and sample results checked.
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Accessories

Options to further enhance your workflow

SPS 4 Autosampler

This flexible-configuration automatic
sampler holds up to 360 samples.

It is robust, easy to use, and ideal for
unattended elemental analysis.

Application-specific sample
introduction options

A range of optimized torches and sample
introduction kits is available for:

— Organic solvents
— High salt or high matrix samples

— Samples containing hydrofluoric acid
(HF)

You can minimize costs with demountable
torches, designed for easy maintenance,
fast changeover, and economical operation.

IsoMist

The IsoMist is a temperature-controlled
spray chamber. It can be adjusted between
—-10 and +60 °C. Lowering the temperature
of the spray chamber improves the
long-term stability of volatile organic
solvent analysis.

Multimode Sample Introduction
System (MSIS)

MSIS provides simultaneous measurement
of hydride and non-hydride elements
including As, Se, and Hg to sub-ppb levels.
Simultaneous measurement eliminates
changeover and allows routine and hydride
elements to be determined simultaneously
using the same setup.
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Agilent CrossLab: Real insight, real outcomes

CrosslLab goes beyond instrumentation to bring you services, consumables,
and lab-wide resource management. So your lab can improve efficiency,

optimize operations, increase instrument uptime, develop user skill, and more.

Learn more:
www.agilent.com/chem/5900icpoes

Buy online:
www.agilent.com/chem/store

Get answers to your technical questions and
access resources in the Agilent Community:
community.agilent.com

U.S. and Canada
1-800-227-9770
agilent_inquiries@agilent.com
Europe
info_agilent@agilent.com

Asia Pacific
inquiry_lsca@agilent.com

This information is subject to change without notice.

© Agilent Technologies, Inc. 2022
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From Insight to Outcome
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() Altium

Prodejni nabidka

Dodavatel:

Altium International s.r.o. Nabidka ¢.: NAB-58068-T1W7_0
Na Jetelce 69/2 Platnost do: 30.06.2025
190 00 Praha 9 Ména: Z?K__,
Tel/Fax: +420 244 001231 Vypracoval: %P&g

(DIE) I&: (CZ)25791079 Tel: :
info.cz@altium.net Email:

Odbératel:

Ceska geologicka sluzba Kontakt:

Klarov131/3 Tel:

11800 Praha Email:

Cislo produktu Popis
ICP OES 5900 SVDV
G8020AA Agilent 5900 SVDV ICP-OES Spectrometer
G8020AA#013 Delete AVS 7 Switching Valve
G8020AA#695 Delete PC, monitor and printer
Hofak (plazmova hlavice)
G8020AA#002 Add ICP-OES Easy Fit DV torch
PCsestava
PCI101HTBU HP PC set + 27" Monitor
Chladici jednotka
G8496A Recirculating Chiller for AAS/ICP-OES

Hydridova jednotoa
MERCT482318050101 Integrated Vapour Hydrid System
Kalibracni roztok vin. délek

6610030100 Bottle ICP-OES Wavecal soln 500mL 5 ppm
Autosampler

G8490A SPS 4 Autosampler (for AA/MP/ICP-OES)
Instalace zaskoleni

H4AP000_23 Tomas Fojtik, aplika¢ni podpora
Zvlhcovac Ar

G8488A Argon Humidifier Accessory

G8488A#100 Connection kit for ICP-OES

One neb zmlZovac - pro zasolené vzorky

G8010-60293 OneNeb Series 2, inert ICP nebulizer1/p

Mnozstvi

1KS
-1KS
-1KS
2KS
1KS
1KS
1KS
1KS
1KS

1KS

1KS
1KS

1KS

Cena(bezDPH) 2725000,00
DPH 572250,00
Cenas DPH [CZK] 3297250,00

Zaruka 2 roky.
Doddni do 60 dni.
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